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Metody badania i analizy wlasciwosci EMC ukladow scalonych
Opis osiagnigcia

Postgpujaca miniaturyzacja i wzrost ztozonosci funkcjonalnej samych uktadéw scalonych oraz
gestosci upakowania elementdw 1 podzespotow w  zlozonych uktadach -elektronicznych
powoduja potrzebg uwzglednienia wymagan dotyczacych kompatybilno$ci elektromagnetyczne;j
EMC juz na niskich poziomach organizacji i1 projektowania urzadzen i1 systemoéw
elektronicznych, a wigc na poziomie uktadow scalonych, matryc FPGA 1 pakietéw na ptytkach
PCB. Prace prowadzone w ITE objelty uczestnictwo w opracowaniu oraz adaptacjg¢ i
eksperymentalng weryfikacj¢ metod badania emisji elektromagnetycznej z uktadéw scalonych
cyfrowych i odpornosci takich obiektéw na zaburzenia elektromagnetyczne. Daja one mozliwos¢
tworzenia map poziomow emisji w polu bliskim i oceng wptywu rozwiazan konstrukcyjnych na
poziomy emisji EM. Pomiary obejmuja emisje w zakresie czgstotliwosci 150 kHz — 1GHz. Z
drugiej strony, metody te pozwalaja na oceng odpornosci uktadow scalonych i modutéw na
ptytkach PCB na zewngtrzne zaburzenia EM ciagle i impulsowe, w tym na wyladowania
elektrostatyczne ESD o poziomie 2 — 16 kV.

Zastosowanie

Dostgpne metody badania i zdobyte umiejgtnosci oraz — czg$ciowo - posiadane wyposazenie
pozwalaja na analiz¢ i ocen¢ emisji EM z ukladow scalonych, matryc FPGA i cyfrowych
modutéw elektronicznych w polu bliskim, a takZze na oceng odpornosci tych obiektow na
wybrane zaburzenia o charakterze sygnatow ciaglych 1 impulsowych, w tym oceng odpornosci
na wyladowania ESD. Wspolpraca prowadzona z uczelniami i innymi laboratoriami umozliwia
rozszerzenie zakresu tych badan kompatybilnosci EMC, zarowno co do rodzaju stosowanych
narazen jak i1 zakresu czgstotliwosci (poza 1 GHz).

Znaczenie naukowe, ekonomiczne i spoleczne

Znaczenie naukowe prowadzonych prac polega na dostarczeniu metod badan pozwalajacych na
rozpoznanie i okre§lenie mechanizméw emisji EM oraz oddziatywania zaburzen EM w uktadach
scalonych i funkcjonalnych modutach elektronicznych.

Znaczenie ekonomiczne i spoteczne zwiazane jest z mozliwoscia iloSciowego okreslenia
poziomdéw emisji 1 odpornosci na zaburzenia EM ukladow scalonych, poréwnania réznych
rozwigzan konstrukcyjno-technologicznych pod katem tych wiasciwosci 1 uzupelienia
kryteriéw oceny prawidlowego wykonania ztozonych urzadzen i systemow elektronicznych.

Zrédla finansowania

Dotychczasowe prace w zakresie metod badania emisji EM 1 odporno$ci uktadow scalonych na
zaburzenia EM finansowane byly w ramach jednego grantu KBN i dwéch grantow MNiSzW
oraz czgsciowo jako prace statutowe ITE.

Tworcy osiagnigcia
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